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В учебном пособии представлен LabVIEW лабораторный практикум по электро�
нике и микропроцессорной технике на основе виртуальных приборов. Книга
предназначена для студентов, обучающихся по образовательным программам
подготовки бакалавров, дипломированных специалистов и магистров по направле�
нию «Приборостроение» и изучающих дисциплину «Электроника и микропроцес�
сорная техника». Она может быть также использована в качестве учебного пособия
при изучении смежных дисциплин студентами других направлений подготовки
и специальностей. Поэтому все работы лабораторного практикума предваряются
кратким теоретическим введением.

Использование технологии виртуальных приборов в учебном процессе – но�
вое дело, поэтому при выборе тематики работ мы ориентировались на те разделы
курса, которые традиционно сопровождаются выполнением лабораторных работ.
Это, в частности, изучение характеристик основных аналоговых полупроводни�
ковых приборов и устройств на их основе, а также элементной базы цифровых
устройств. По мере накопления опыта использования практикума в учебном про�
цессе предполагается расширить спектр выполняемых работ.

При создании учебного пособия важное место заняла разработка программ�
ного обеспечения (свидетельство Роспатента о регистрации № 2003611728 от
22.07.2003 г.). Следует отметить, что Роспатент впервые в России зарегистриро�
вал программное обеспечение представленного типа. При выборе средcтв разра�
ботки приложений мы исходили из соображений удобства программирования и
необходимости придания системе лабораторного практикума максимальной гиб�
кости и открытости, включая обеспечение переносимости, масштабируемости и
интероперабельности, с целью формирования потенциала для интеграции в еди�
ную информационную образовательную среду. В результате в качестве инстру�
ментальной среды разработки был выбран прикладной программный пакет
LabVIEW. Кроме того, мы предполагали, что студенты должны получить воз�
можность выполнения работ как с локального рабочего места в рамках традици�
онно организованного учебного процесса, так и в режиме удаленного доступа,
используя ресурсы Intranet/Internet сетей. Эта цель достигнута, но надо иметь
в виду, что современные сетевые технологии в сочетании с технологией виртуаль�
ных приборов позволяют проводить активный эксперимент с одной рабочей
станции, при этом студенты, работающие на других рабочих станциях, могут
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только наблюдать за ходом эксперимента. Эта особенность должна учитываться
при создании учебной лаборатории с виртуальными приборами.

Учебное пособие и прикладное программное обеспечение лабораторного
практикума написаны коллективом преподавателей кафедры информационных
систем Московского государственного института радиотехники, электроники и
автоматики (технический университет) – МИРЭА на основе опыта применения
LabVIEW программного обеспечения в учебном процессе. При разработке лабо�
раторной работы № 3 «Исследование вольтамперной характеристики туннельного
диода» использованы материалы, предоставленные Ю. В. Пыльновым.

Все критические замечания и пожелания по содержанию книги и в отношении
программного обеспечения будут с благодарностью приняты авторами. Отзывы
следует направлять по адресу: batovrin@mirea.ru.
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